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FIXED CAPACITORS FOR USE IN  ELECTRONIC EQUIPMENT –  

 
Par t  1 4-1 :  B l an k  d etai l  s pec i f i cat i o n  –  

Fi xed  capac i to rs  f o r  e l ec t romagn et i c  i n ter feren ce  s u ppress i on   
an d  co n n ec t i o n  t o  t h e  s u pp l y  m ai n s  – Assessmen t  l evel  DZ 

 
FOREWORD 

1 )  The  I n ternati onal  E lectrotechn i cal  Comm iss ion  ( I EC)  i s  a  worl dwide  organ i zati on  for  s tandard i zat i on  compri s i ng  
al l  n ati onal  e l ectrotechn i cal  comm i ttees  ( I EC Nati onal  Comm i ttees) .  The  object  of  I EC i s  to  promote  
i n ternati onal  co-operati on  on  al l  q uesti ons  concern i ng  s tandard i zat i on  i n  the  e l ectri cal  and  e l ectron i c  f i e l ds .  To  
th i s  end  and  i n  add i t i on  to  other  acti vi t i es ,  I EC  publ i shes  I n ternati onal  Standards,  Techn i cal  Speci f i cati ons,  
Techn i cal  Reports ,  Publ i c l y  Avai l abl e  Speci f i cat i ons  (PAS)  and  Gu ides  (hereafter referred  to  as  “ I EC  
Publ i cati on (s ) ”) .  Thei r  preparat i on  i s  en trusted  to  techn i cal  comm i ttees;  any I EC  Nati onal  Comm i ttee  i n terested  
i n  the  subj ect  deal t  wi th  may part i c i pate  i n  th i s  preparatory work.  I n ternati onal ,  governmental  and  non -
governmental  organ i zati ons  l i a i s i ng  wi th  the  I EC  al so  part i ci pate  i n  th i s  preparat i on .  I EC  co l l aborates  c l osel y  
wi th  the  I n ternati onal  Organ i zati on  for  S tandard i zat i on  ( I SO)  i n  accordance  wi th  cond i t i ons  determ ined  by 
agreement  between  the  two  organ i zati ons.  

2)  The  formal  deci s i ons  or  ag reements  of  I EC  on  techn i cal  matters  express,  as  nearl y  as  poss ible,  an  i n ternati onal  
consensus  of  opi n i on  on  the  rel evant  subjects  s i nce  each  techn i cal  comm i ttee  has  represen tati on  from  al l  
i n terested  I EC Nati onal  Comm ittees.   

3 )  I EC  Publ i cat i ons  have  the  form  of  recommendati ons  for  i n ternati onal  use  and  are  accepted  by  I EC  Nati onal  
Comm i ttees  i n  that  sense.  Whi l e  al l  reasonable  efforts  are  made  to  ensure  that  the  techn i cal  con ten t  of  I EC  
Publ i cati ons  i s  accu rate,  I EC  cannot  be  held  responsi ble  for  the  way i n  wh i ch  they  are  used  or  fo r any  
m i s i n terpretat i on  by any end  u ser.  

4)  I n  order to  promote  i n ternati onal  u n i form i ty,  I EC  Nati onal  Comm i ttees  undertake  to  apply I EC  Publ i cat i ons  
transparentl y  to  the  maximum  extent  poss ible  i n  the i r  nati onal  and  reg i onal  publ i cati ons.  Any d i vergence  
between  any I EC  Publ i cat i on  and  the  correspond i ng  nati onal  or  reg i onal  publ i cati on  shal l  be  cl earl y  i n d i cated  i n  
the  l atter.  

5)  I EC  i tsel f  does  not  provi de  any attestati on  of  con form i ty.  I n dependen t  cert i f i cat i on  bod ies  provi de  conform i ty  
assessment  servi ces  and ,  i n  some  areas,  access  to  I EC  marks  of  con form i ty.  I EC i s  not  responsi ble  for  any 
servi ces  carri ed  ou t  by i ndependen t  cert i f i cati on  bod i es .  

6)  Al l  u sers  shou ld  ensu re  that  they have  the  l atest  ed i t i on  of  th i s  publ i cati on .  

7)  No  l i abi l i ty  shal l  attach  to  I EC  or  i ts  d i rectors ,  employees,  servants  o r agen ts  i ncl ud i ng  i n d i vi dual  experts  and  
members  of  i ts  techn i cal  comm i ttees  and  I EC  Nati onal  Comm i ttees  for any personal  i n j u ry,  property  damage  or  
other damage  of  any natu re  whatsoever,  whether d i rect  o r  i nd i rect,  or  for  costs  ( i ncl ud i ng  l egal  fees )  and  
expenses  ari s i ng  ou t  o f  the  publ i cati on ,  use  of,  or  re l i ance  upon ,  th i s  I EC  Publ i cati on  or any other I EC  
Publ i cat i ons .   

8)  Atten t i on  i s  d rawn  to  the  Normati ve  references  ci ted  i n  th i s  publ i cat i on .  Use  of  the  referenced  publ i cati ons  i s  
i nd i spensable  for  the  correct  appl i cati on  of  th i s  publ i cati on .  

9)  Atten t i on  i s  d rawn  to  the  poss ibi l i ty  that  some of  the  e l ements  of  th i s  I EC  Publ i cat i on  may be  the  subject  of  
paten t  ri gh ts .  I EC shal l  not  be  held  responsibl e  for i den ti fyi ng  any or  a l l  such  patent  ri gh ts .  

I n ternati onal  Standard  I EC  60384-1 4-1  has  been  prepared  by I EC techn ical  comm i ttee  40:  
Capaci tors  and  res is tors  for  e l ectron ic  equ ipment.  

Th is  th i rd  ed i t i on  cancels  and  replaces  the  second  ed i ti on  publ i shed  i n  2005  and  consti tu tes  a  
techn ical  revis i on .  

Th is  ed i ti on  i ncludes  the  fo l l owing  s i gn i f i can t  techn ical  changes  wi th  respect  to  the  previous  
ed i t ion :  

The  assessmen t l evel  has  been  changed  to  DZ (zero  acceptance) .  The  contents  i s  the  same 
as  i n  o ld  I EC  60384-1 4-3  wi th  ed i torial  changes.  I EC  60384-1 4-3  has  been  deleted .  
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The  text  of  th is  s tandard  i s  based  on  the  fo l lowing  documen ts:  

FDIS  Report  on  vot i ng  

40/2421 /FDIS  40/2445/RVD  

 
Fu l l  i n formation  on  the  voti ng  for the  approval  of  th is  s tandard  can  be  found  i n  the  report  on  
vot i ng  ind icated  in  the  above  table.  

A l i s t  of  al l  parts  i n  the  I EC  60384 series ,  publ ished  under the  general  t i t l e  Fixed capacitors 
for use in electronic equipment,  can  be  found  on  the  I EC webs i te.  

Th is  publ icati on  has  been  drafted  i n  accordance  wi th  the  I SO/IEC  D i recti ves,  Part  2.  

Th is  I n ternati onal  Standard  i s  to  be  used  i n  con j uncti on  wi th  I EC  60384-1 :201 6.  

The  comm ittee  has  decided  that  the  con ten ts  of  th is  publ icati on  wi l l  remain  unchanged  un ti l  
the  stabi l i ty date  i nd icated  on  the  I EC webs i te  under "h ttp: //webstore. i ec. ch "  i n  the  data  
re lated  to  the  speci fi c  publ ication .  At  th is  date,  the  publ icati on  wi l l  be   

•  reconfi rmed,  

•  wi thdrawn ,  

•  replaced  by a revised  ed i ti on ,  or  

•  amended.  
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INTRODUCTION  

0  B l an k  d etai l  s pec i f i cat i o n  

0. 1  Gen eral  

This  b lank detai l  speci f i cati on  forms  the  basis  for a  un i form  procedure  for a  common  
i n ternati onal  safety mark.  I t  implemen ts  the  approval  schedu le  for  safety tests  i n  
IEC 60384-1 4,  requ i res  a  declarati on  of  des ign  for  parameters  relevant  to  safety and  i nd icates  
conformance  tests  to  be  conducted  on  every lo t  prior  to  i ts  re lease  and  requal i f i cation  tests  
depend ing  on  changes  to  the  declared  des ign .  

Th is  speci f icati on  offers  the  assessment l evel  DZ (zero  defects) .  

The  use  of  I EC  60384-1 4-1 ,  may be  more  appropriate  for componen ts  manu factu red  i n  mass  
producti on ,  whereas  the  employment of  I EC  60384-1 4-2  (safety tests  on l y)  may be  necessary 
i n  those  cases  where  approval  and  requal i f icati on  tests  contribu te  cons iderabl y to  the  costs  of  
the  product.  

A b lank detai l  speci f ication  i s  a  supplementary documen t to  the  secti onal  speci f ication  and  
con tains  requ i remen ts  for style ,  l ayou t  and  m in imum  content  of  detai l  speci f ications.  Detai l  
speci f i cations  not  complyi ng  wi th  these  requ i rements  may not  be  cons idered  as  being  i n  
accordance  wi th  I EC  speci f i cati ons,  nor shal l  they so  be  described.  

I n  the  preparati on  of  detai l  speci f i cations  the  conten t  of  1 . 4  of  the  sectional  speci fi cati on  shal l  
be  taken  i n to  account.  

0. 2  I d en t i f i cat i o n  o f  t h e  d etai l  s p ec i f i cat i o n  

The f i rs t  page  of  the  detai l  speci f ication  shou ld  have  the  l ayout  recommended  on  the  next  
page  of  th is  b lank detai l  speci f ication .  The  numbers  between  square  brackets  correspond  to  
the  fo l l owing  i n formation  wh ich  shal l  be  i nserted  at  the  pos i ti on  i nd icated:  

[1 ]  The  " I n ternational  E lectrotechn ical  Comm ission "  or  the  National  Standards  Organ i zation  
under whose  au thori ty the  detai l  speci fi cati on  i s  d rafted .  

[2 ]  The  IEC  or  Nati onal  Standards  number of  the  detai l  speci f ication ,  date  of  i ssue  and  any 
fu rther  i n formation  requ i red  by the  nati onal  system .  

[3 ]  The  number and  i ssue  number of  the  I EC,  or  nati onal ,  generic,  or  secti onal  speci fi cati on ,  
as  re levant.  

[4]  I f  d i fferen t  from  the  IEC  number,  the  national  number of  the  detai l  speci fi cati on ,  date  of  
i ssue  and  any fu rther i n formation  requ i red  by the  nati onal  system ,  together wi th  any 
amendment  numbers.  

0. 3  I d en t i f i cat i o n  o f  t h e  capac i t o r  

[5 ]  A short  descripti on  of  the  type  of  capaci tor  or  range  of  capaci tors .  The  text  shou ld  be  
su i table  for an  en try i n  the  I ECQ reg is ter  of  approvals.  

[6 ]  I n formation  on  typical  construction  (when  appl icable) .  The  text  shou ld  be  su i table  for an  
en try i n  the  I ECQ reg ister of  approvals.  

[7]  Outl i ne  drawing  wi th  main  d imens ions  wh ich  are  of  importance  for  i n terchangeabi l i ty 
and/or  reference  to  the  appropriate  nati onal  or  i n ternational  documents  for ou tl i nes.  
Al ternati ve l y,  the  drawing  may be  g i ven  i n  an  annex to  the  detai l  speci f i cati on ,  bu t  [7]  
shou ld  always  contain  an  i l l ustrat ion  of  the  general  ou ter appearance  of  the  componen t.  

[8 ]  The  l evel (s)  of  qual i ty assessment  covered  by the  detai l  speci f ication ,  as  appropriate.  

[9 ]  Reference  data g i ving  i n formation  on  the  most  important  properties  of  the  component  
wh ich  al l ow comparison  between  the  vari ous  componen t  types  i n tended  for the  same or 
s im i lar  appl icati ons.  

C
o
p
y
r
i
g
h
t
e
d
 
m
a
t
e
r
i
a
l
 
l
i
c
e
n
s
e
d
 
t
o
 
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
 
o
f
 
T
o
r
o
n
t
o
 
b
y
 
T
h
o
m
s
o
n
 
S
c
i
e
n
t
i
f
i
c
,
 
I
n
c
.
 
(
w
w
w
.
t
e
c
h
s
t
r
e
e
t
.
c
o
m
)
.
 
 
T
h
i
s
 
c
o
p
y
 
d
o
w
n
l
o
a
d
e
d
 
o
n
 
2
0
1
6
-
0
4
-
2
8
 
0
7
:
0
0
:
3
7
 
-
0
5
0
0
 
b
y
 
a
u
t
h
o
r
i
z
e
d
 
u
s
e
r
 
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
 
o
f
 
T
o
r
o
n
t
o
 
U
s
e
r
.
 
 
N
o
 
f
u
r
t
h
e
r
 
r
e
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
o
r
 
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
 
i
s
 
p
e
r
m
i
t
t
e
d
.



 – 6  – IEC  60384-1 4-1 :201 6    I EC  201 6  

 [ 1 ]  I EC  60384-1 4-1 -XXX [2]  

ELECTRONIC  COMPONENTS  OF  ASSESSED  

QUALITY  I N  ACCORDANCE  WITH:  

I EC  60384-1  
I EC  60384-1 4  

[3 ]  
I EC  60384-1 4-1  [4]  

 FI XED  CAPACITORS  FOR  

ELECTROMAGNETIC  

I NTERFERENCE  SUPPRESSION  AND  

CONNECTION  TO  THE  SUPPLY  

MAINS  (ASSESSMENT  LEVEL  DZ)  

[5]  

Ou t l i ne  drawi ng :  [see  Tabl e  1 ]  

[ f i rs t  ang l e  pro jecti on ]  
[7]  

TYPICAL  CONSTRUCTION  

(Examples)  
[6 ]  

[Other shapes  are  perm i tted  wi th i n  the  d imensions  
g i ven ]  

 C lass/subclass  [8]  

For references  [1 ]  to  [4] ,  see  0 . 2 .  

For references  [5]  to  [8] ,  see  0 . 3 .  

 

I n formati on  on  the  avai l abi l i ty  of  componen ts  
qual i f i ed  to  th i s  detai l  speci f i cat i on  i s  g i ven  i n  the  

Qual i f i ed  products  l i s t .  
[9 ]  

For reference  [9] ,  see  0 . 3 .  

 

C
o
p
y
r
i
g
h
t
e
d
 
m
a
t
e
r
i
a
l
 
l
i
c
e
n
s
e
d
 
t
o
 
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
 
o
f
 
T
o
r
o
n
t
o
 
b
y
 
T
h
o
m
s
o
n
 
S
c
i
e
n
t
i
f
i
c
,
 
I
n
c
.
 
(
w
w
w
.
t
e
c
h
s
t
r
e
e
t
.
c
o
m
)
.
 
 
T
h
i
s
 
c
o
p
y
 
d
o
w
n
l
o
a
d
e
d
 
o
n
 
2
0
1
6
-
0
4
-
2
8
 
0
7
:
0
0
:
3
7
 
-
0
5
0
0
 
b
y
 
a
u
t
h
o
r
i
z
e
d
 
u
s
e
r
 
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
 
o
f
 
T
o
r
o
n
t
o
 
U
s
e
r
.
 
 
N
o
 
f
u
r
t
h
e
r
 
r
e
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
o
r
 
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
 
i
s
 
p
e
r
m
i
t
t
e
d
.



IEC 60384-1 4-1 :201 6    I EC  201 6  – 7  – 

FIXED CAPACITORS FOR USE IN  ELECTRONIC EQUIPMENT –  
 

Par t  1 4-1 :  B l an k  d etai l  s pec i f i cat i on  –  
Fi xed  capac i to rs  f o r  e l ec t romagn et i c  i n ter feren ce  s u ppress i on   
an d  co n n ec t i o n  t o  t h e  s u pp l y  m ai n s  – Assessmen t  l evel  DZ 

 
 
 

1  Gen eral  d ata 

1 . 1  Recommen d ed  m eth o d (s )  o f  m ou n t i n g  ( t o  b e  i n ser t ed )  

See  I EC 60384-1 4:201 3,  1 . 4. 2 .  

1 . 2  D i m en s i o n s  

The d imens ions  are  g i ven  i n  Table  1 .  

Tab l e  1  – D i m en s i o n s  

Case  s i ze  
ref eren ce   

D i m en s i o n s  

mm  

L
1
 W H L

2
 L

3
 L

4
 …  

        

        

 

When  there  i s  no  case  s i ze  reference,  Table  1  may be  om i tted  and  the  d imensions  shal l  be  
g i ven  i n  Table  2,  wh ich  then  becomes  Table  1 .  

The  d imens ions  shal l  be  g i ven  as  maximum  d imensions  or as  nom inal  d imens i ons  wi th  a  
to lerance.  

1 . 3  Rat i n g s  an d  ch arac t er i s t i c s  

Ratings  and  characteris ti cs  are  as  l i s ted  below.  

a)  Capaci tance  range  (see  Table  2)  

b)  Tolerance  on  nom inal  capaci tance  

c)  Rated  vo l tage  (see  Table  2)  

d )  Cl imatic  category 

e)  Rated  temperature  

f)  Tangent  of  l oss  ang le  

g )  I nsu lation  res is tance  

Tab l e  2  – Val u es  o f  capac i t an ce  re l at ed  t o  vo l t ag es  an d  case  s i zes  

Rated  vo l tag e      

 Case  s i ze  Cas e  s i ze  Cas e  s i ze  Cas e  s i ze  

Nom inal  capaci tance      

pF  and/or nF      
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1 . 4  No rm at i ve  referen ces  

The  fol l owing  documen ts ,  i n  who le  or  i n  part,  are  normati ve l y referenced  i n  th is  documen t and  
are  i nd ispensable  for i ts  appl ication .  For dated  references,  on l y the  ed i t i on  c i ted  appl ies.  For 
undated  references,  the  l atest  ed i t i on  of  the  referenced  documen t ( i nclud ing  any 
amendments)  appl i es .  

IEC  60384-1 :201 6,  Fixed capacitors for use in electronic equipment – Part 1: Generic 
specification  

I EC  60384-1 4:201 3,  Fixed capacitors for use in electronic equipment – Part 14: Sectional 
specification – Fixed capacitors for electromagnetic interference suppression and connection 
to the supply mains 

IEC  61 1 93-2:2007,  Quality assessment systems – Part 2: Selection and use of sampling 
plans for inspection of electronic components and packages 

1 . 5  Mark i n g  

The marking  of  the  capaci tor,  i f  any,  and  the  packag ing  shal l  be  i n  accordance  wi th  
IEC  60384-1 4:201 3,  1 . 6 .  

The  detai l s  of  the  marking  of  the  componen t  and  packag ing  shal l  be  g i ven  i n  fu l l  i n  the  detai l  
speci f i cation .  

1 . 6  Ord er i n g  i n fo rm at i o n  

Orders  for capaci tors  covered  by th is  speci f i cation  shal l  con tain ,  i n  c lear or  i n  coded  form ,  the  
fo l l owing  i n formation :  

a)  nom inal  capaci tance;  

b)  to lerance  on  nom inal  capaci tance;  

c)  rated  vo l tage;  

d)  manu factu rer's  type  des ignation ;  

e)  number and  i ssue  reference  of  the  detai l  speci f icati on  and  s tyle  reference.  

1 . 7  Cer t i f i ed  reco rd s  o f  re l eas ed  l o t s  

Requ i red/not  requ i red .  

1 . 8  Ad d i t i o n al  i n fo rm at i o n  (not  for i nspection  purposes)  

1 . 9  Ad d i t i o n al  o r  i n c reased  s ever i t i es  o r  req u i rem en ts  t o  t h o se  s pec i f i ed  i n  t h e  
g en er i c  an d /o r  s ec t i o n al  s p ec i f i cat i o n  

Add i ti onal  or  i ncreased  requ i rements  shou ld  be  speci f ied  on l y when  essen tial .  They shou ld  be  
g i ven  i n  Table  3 .  

Tab l e  3  – Ot h er  ch arac ter i s t i c s  

Th is  table  i s  to  be  used  for  defi n i ng  characteri st i cs  wh i ch  are  add i t i onal  to  o r  more  
severe  than  those  g i ven  i n  the  generi c  and/or sect i onal  speci f i cati on .  

 

2 I n spect i o n  req u i remen ts  

For qual i f i cation  approval  the  procedures  shal l  be  i n  accordance  wi th  I EC 60384-1 4:201 3,  3 . 4.  
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For qual i ty conformance  i nspecti on  the  test  schedu le  (see  Table  4  and  Table  5 )  i ncludes  
sampl i ng ,  period ici ty,  severi t i es  and  requ i remen ts.  The  formation  of  i nspection  l o ts  i s  covered  
by I EC  60384-1 4:201 3,  3 . 5 . 1 .  

Tab l e  4  – Tes t  s ch ed u l e  f o r  l o t -b y - l o t  t es ts  
(Grou ps  A  an d  B  i n spec t i o n )  – As ses sm en t  l evel  DZ  

Su bc l au se  n um ber  
an d  t es t a  

D  o r  ND  Co n d i t i o n s  o f  t es ta  I L  
c
 Per fo rm an ce  

req u i rem en ts a  

 b   b   

Grou p  A1  ND   S-4  0   

4 . 1  Vi sual  exam inati on  

 

   No  vi s i ble  damage   
Any marki ng  shal l  be  l eg i ble  
and  correct  

4. 1  D imensions  (gaug ing)  
 

   As  speci f i ed  i n  Table  1  o f  
th i s  speci f i cati on  

Grou p  A2  ND   I  0   

4 . 2 . 2  Capaci tance      Wi th i n  speci f i ed  to l erance  

4. 2 . 4  Res i stance  ( i f  appl i cable)      Wi th i n  speci f i ed  to l erance  

4. 2 . 3  Tangent  of  l oss  ang l e  
(metal l i zed  and  ceram ic  
capaci tors  on l y)  

 

Frequency:  …  Hz    Wi th i n  speci f i ed  l im i ts  

4. 2 . 1  Vol tage  proof  c  (Test  A)  
 

Method:     No  permanent  breakdown  or  
f l ashover  

4. 2 . 5  I nsu lat i on  res i stance  (Test  A)   Method :     See  Table  1 2  

Grou p  B 1  D   S -3  0   

4 . 5  Solderabi l i ty  ( i f  appl i cable)  
 

Wi thou t  age ing   
Method:   

  Methods  1  and  2:  good  
t i nn i ng  

Method  3 :  <3  s  

The  sampl i ng  s i zes  correspond ing  to  i nspecti on  l evel s  shou ld  be  se lected  from  I EC  61 1 93-2: 2007,  Tabl e  1 .  

a  Subclause  numbers  of  tests  and  performance  requ i rements  as  wel l  as  the  table  numbers  refer to  the  sect i onal  
speci f i cati on ,  I EC 60384-1 4: 201 3,  un less  speci f i ed  otherwise.  

b  D  =  destruct i ve;  

ND  =  non -destruct i ve;  

I L  =  i nspecti on  l evel ;  

c  =acceptance  cri teri on  (perm i tted  number of  non-conform ing  i tems) .  

c  The  vol tage  proof  test  shal l  be  combined  wi th  a  su i table  mon i tori ng  method  to  detect  defects  i n  i nsu lat i on  
res i stance.  
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Tab l e  5  – Tes t  s ch ed u l e  f o r  p er i o d i c  t es t s  (G ro u p  C  i n s pec t i o n )  – 
As ses sm en t  l evel  DZ  (1  of 4)  

Su bc l au se  n um ber  an d  t es ta  D  
o r  
ND  

Con d i t i o n s  o f  t es ta  Sam p l e  s i ze  an d  
accep tan ce  
c r i t er i o n b  

Per fo rm an ce  
req u i rem en ts a  

p  n  c   

Grou p  C1 A  D   6  6  0    

4 . 1  D imensions  (detai l )  
 

 
    

See  Table  9  and  Tabl e  1  
o f  th i s  speci f i cat i on  

4. 4. 1  I n i t i al  measurements  

 

Capaci tance   

tan  δ  ( i f  appl i cabl e)  
Resi stance  ( i f  appl i cable)  

    

 

4 . 3  Robustness  of  
term inat i on  

 
Severi ty:  …  
Vi sual  exam inati on  

    
 
No  vi s i ble  damage  

4. 4.  Resi stance  to  
solderi ng  heatd   

No  pre-d ryi ng  
Method:  …  
 

    
 

4 . 1 9  Component  sol vent  
res i s tance  ( i f  
appl i cabl e)  

 

So l vent:  …  
Solvent  temperatu re:  …  
Method  2  
Recovery:   

    

 

4 . 4. 2  Fi nal  measurements  

 

Vi sual  exam inati on      No  vi s i ble  damage  

Capaci tance      See  Table  1 3  

tan  δ  ( i f  appl i cabl e)      For reference  

Resi stance  ( i f  appl i cable)      See  Table  1 3  

Grou p  C1 B  D   6  1 2  0    

4 . 5  Sol derabi l i ty  ( i f  
appl i cabl e)   

Wi thou t  age ing  
Method :  …      

Methods  1  and  2:  
good  t i nn i ng  

Method  3:  <3  s  

4. 20  Sol ven t  res i stance  of  
the  marki ng  

 

Solven t:  …  
Solven t  temperatu re:  …  
Method  1  
Rubbing  material :  cotton  
wool  
Recovery:  …  

    

Marki ng  shal l  remain  
l eg i ble  

4. 6  Rapi d  change  of  
temperatu red  

 

T
A
 =  l ower category 

temperatu re  

T
B  
=  upper category 
temperatu re  

Fi ve  cycl es  
Du rati on :  t =  30  m in  

    

 

4 . 6 . 1  I nspecti on   Vi sual  exam inati on      No  vi s i ble  damage  

4. 7  Vibrati on c  

 

Mount i ng  as  i n  1 . 1 of  th i s  
speci f i cati on  
Severi ty:  …  

    

 

4 . 7. 2  I nspecti on   Vi sual  exam inati on      No  vi s i ble  damage  

4. 8  Bumpc  
 

Moun ti ng  as  for  1 . 1  of  th i s  
speci f i cat i on  

    
 

o r  
4 . 9  Shockc   

 
Severi ty:  . . .      
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Tab l e  5  (2 of 4)  

Su bc l au se  n um ber  
an d  t es ta  

D  
o r  
ND  

Con d i t i o n s  o f  t es ta  Sam p l e  s i ze  an d  
accep tan ce  
c r i t er i o n b  

Per fo rm an ce  
req u i rem en ts a  

p  n  c  

4. 8. 2  Fi nal  measurements   Vi sual  exam inati on     No  vi s i bl e  damage  

or   Capaci tance      See  4. 8. 2  or  4. 9. 2  

4. 9. 2  
 

tan  δ  ( i f  appl i cabl e)  
Res i stance  ( i f  appl i cable)  

   
 
Speci fy  l im i t  

Grou p  C1  D   6  1 8  0   

4 . 1 0  Contai ner seal i ng  ( i f  
appl i cabl e,  i f  requ i red )   

 
Test  Qc  or Test  Qd ,  as  
appl i cabl e  

   
No  evi dence  of  
l eakage  

4. 1 1  Cl imati c  sequence        

4 . 1 1 . 1  I n i t i al  measurementsd  
 

Measurements  made  i n  
4. 4. 2,  4 . 8 . 2  or  4. 9. 2,  as  
appropri ate  

   
 

4 . 1 1 . 2  Dry heat   No  measurements      

4 . 1 1 . 3  Damp heat,  cycl i c,  f i rst  
cycle   

 
   

 

4 . 1 1 . 4  Cold   No  measurements      

4 . 1 1 . 5  Damp heat,  cycl i c,  
remain i ng  cycles  

 
No  measurements  

   
 

4 . 1 1 . 6  Fi nal  measurements  

 

Vi sual  exam inati on  

   

No  vi s i bl e  damage  
Any marki ng  shal l  
be  l eg i bl e  

Capaci tance     See  Table  1 4  

Resi s tance  ( i f  appl i cable)     See  Table  1 4  

tan  δ  ( i f  appl i cabl e)     See  Table  1 4  

Vol tage  proof     See  Table  1 4  

I nsu lati on  res i stance     See  Table  1 4  

Grou p  C2  D   6  1 0  0   

4 . 1 2  Damp heat,  s teady 
s tate  

 
 

   
 

4 . 1 2. 1  I n i t i al  measurementsd  

 

Capaci tance  
 
Resi s tance  ( i f  appl i cable)  
 

tan  δ  (metal l i zed  capaci tors  
on l y)  

   

 

4 . 1 2. 2  Test  cond i t i ons  

 

Ceram ic  capaci tors:  
hal f  the  sample  U

R  
appl i ed ;  

 
o ther hal f  no  vol tage  appl i ed  

 
Other capaci tors:  
No  vo l tage  appl i ed  
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Tab l e  5  (3 of 4)  

Su bc l au se  n um ber  an d  t es t a  

 

D  
o r  
ND  

Con d i t i o n s  o f  t es ta  Sam p l e  s i ze  an d  
accep tan ce  
c r i t er i o n b  

Per fo rm an ce  
req u i rem en ts a  

p  n  c  

4. 1 2. 3  Fi nal  i nspecti on  and  
measurements  

 

Vi sual  exam inati on  
   

No  vi s i ble  damage  
Marking  l eg i ble  

Capaci tance     See  Table  1 5  

Resi s tance  ( i f  appl i cable)     See  Table  1 5  

tan  δ  ( i f  appl i cabl e)     See  Table  1 5  

Vol tage  proof     See  Table  1 5  

I nsu lat i on  res i stance     See  Table  1 5  

Grou p  C3  D       

X-capaci tors  
Y-capaci tors  
Lead-th rough  capaci tors  

 
 3  

3  
3  

1 2  
1 2  
6  

0  
0  
0  

 

4. 1 3 . 1  I n i t i al  measurementsd  

 

Capaci tance  
 
Resi stance  ( i f  appl i cable)  
 

tan  δ  (metal l i zed  capaci tors  
on l y)  

   

 

4 . 1 3  Impu lse  vol tage  
 

3  impu l ses,  fu l l  wave  
Peak vo l tage:  see  Tables  1  
and  2  

   
See  4. 1 3. 2  and  
4. 1 3 . 3  

4. 1 4  Endu rance  

 

Durati on :  1  000  h  
Vol tage,  cu rren t  and  
temperatu re:  see  4. 1 4. 3 ;  
4. 1 4. 4,  4 . 1 4. 5  and  4. 1 4. 6  

   

 

4 . 1 4. 7  Fi nal  i nspecti on  and  
measurements  

 

Vi sual  exam inati on  
   

No  vi s i ble  damage  
Marking  l eg i ble  

Capaci tance     See  Table  1 6  

Res i stance  ( i f  appl i cable)     See  Table  1 6  

tan  δ  ( i f  appl i cabl e)     
See  Table  1 6  

Vol tage  proof     See  Table  1 6  

I nsu lat i on  res i stance     See  Table  1 6  

Grou p  C4  D   6  6  0   

4. 1 5  Charge  and  
d i scharge  ( i f  
appl i cabl e)  

 

On l y  for metal l i zed  f i lm ,  
metal l i zed  paper and  
ceram ic  capaci tors  and  RC-
un i ts  us i ng  such  capaci tors  

   

 

4 . 1 5. 1  I n i t i al  measurements  

 

G roup  0  measurements  may 
be  used ,  provi ded  the  
measuri ng  cond i t i ons  are  
the  same  as  requ i red  for  th i s  
test;  i n  add i t i on ,  except  for  

RC-un i ts  tan  δ  shal l  be  
measured  
at:  1 0  kHz  for C

N
 ≤  1  µF  

 1  kHz  for  C
N
 >  1  µF  
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Tab l e  5  (4 of 4)  

Su bc l au se  n u m ber  
an d  t es t a  

D  
o r  
ND  

Con d i t i o n s  o f  t es t a  Sam p l e  s i ze  an d  
accep tan ce  
c r i t er i o n b  

Per fo rm an ce  
req u i rem en ts a  

p  n  c  

4. 1 5. 3  Fi nal  measurements  

 

Capaci tance     See  Table  1 7  

tan  δ  at  same  frequency as  
i n i t i al  measurement  (not  for  
RC-un i ts )  

   

See  Table  1 7  

Res i stance  ( i f  appl i cable)     See  Table  1 7  

I nsu lat i on  res i stance     See  Table  1 7  

Gro u p  C5  ND   1 2  4  0   

4. 1 6  Rad i o  frequency 
characteri st i cs  ( i f  
requ i red )  

 
Speci fy  method  

   
Speci fy  l im i ts  

Gro u p  C6  D   1 2  6-1 8  0   

4. 1 7  Pass i ve  f l ammabi l i ty  
 

 
   

See  4. 1 7. 1  

Gro u p  C7  D   1 2  24  0   

4. 1 8  Acti ve  f l ammabi l i ty  
 

 
   

See  4. 1 8. 4  

a  Subclause  numbers  of  tests  and  performance  requ i rements  as  wel l  as  the  table  n umbers  refer to  the  
secti onal  speci f i cati on ,  I EC  60384-1 4:201 3  

b  D  =  destructi ve;  

ND  =  non -destructi ve;  

p  =  peri od i ci ty i n  mon ths;  

n  =  sample  s i ze;  

c  =  acceptance  cri teri on  (perm i tted  number of  non-conform ing  i tems) .  

c  These  tests  are  requ i red  to  be  carri ed  ou t  every 1 2  months  on l y.  

d  When ,  for  a  ceram ic  capaci tor,  a  preci se  measu rement  of  capaci tance  d ri ft  i s  requ i red ,  precond i t i on i ng  
accord i ng  to  I EC  60384-1 4: 201 3,  Annex G ,  shou ld  be  performed  as  advi sed  by the  manu factu rer.  

 

Requal i f i cati on  tests  may be  requ i red  by the  Certi f icati on  Body when  a  change  of  the  declared  
des ign  as  g i ven  i n  Annex  A i s  i n tended.  

The  Cert i f icati on  Body wi l l  be  i n formed  about  the  i n tended  change(s)  and  i t  decides  whether  
requal i f ication  tests  have  to  be  performed.  

As  a maximum  a complete  requal i f i cati on  accord ing  to  Annex A may be  necessary.  (See  a l so  

I n troduction ) .  
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An nex  A  
(normative)  

 
Dec l arat i o n  o f  d es i g n  

Note  that  th is  declarati on  i s  conf idential  to  the  manufacturer and  the  certi f i cati on  body.  

The  purpose  of  th is  descripti on  i s  to  reg ister  essen tial  data and  the  bas ic  des ign  of  the  
capaci tors  for  wh ich  approval  i s  sought.  The  completed  form  shal l  be  subm i tted  to  the  
re levant  Certi f i cation  Body prior to  any approval  test ing ;  i ts  c i rcu lati on  to  the  o ther part ies  i s  
l eft  to  the  decis i on  of  the  manufacturer.  

Changes  of  the  declared  design  are  perm i tted  on l y after noti fyi ng  the  Cert i f ication  Body in  
wri t ing .  I n  th is  case  the  Cert i fyi ng  Body wi l l  decide  on  necessary s teps  to  be  taken .  As  a 
maximum  a complete  requal i f ication  may be  requ i red .  

Reg i s t rat i o n  n u mber :    
(to  be  al l ocated  by the  Cert i fyi ng  Body)   

1 )  App l i can t :  

2)  Man u fac t u rer :  

3)  Man u fac t u r i n g  s i t e:  

4)  Type  d es i g n at i o n :  

5)  Cl as s /su bc l as s :  

6)  Ci rcu i t  d i ag ram :  

7)  D i el ec t r i c  

7. 1  Material ,  

7. 2  Th ickness,  

7. 3  Densi ty (paper on l y) ,  

7. 4  Number  of  i nd ividual  layers;  

8)  E l ec t ro d e(s )  

8. 1  Material ,  

8 . 2  Kind  of  generati on  (e. g .  fo i l ,  evaporated  on  to  f i lm  or paper) ;  

9)  Capac i t o r  e l em en t ,  ar ran g emen t  o f  t h e  i n d i v i d u al  l ayers :  

1 0)  Im p reg n an t :  ( i f  app l i cab l e)  

1 1 )  En caps u l at i o n  

1 1 . 1  Material (s)  for  cases,  res i ns  etc.  (as  appl icable) ,  

1 1 . 2  Material  of  ou ter i nsu lati on  ( i f  appl icable) ;  

1 2)  Ou t l i n e  d i m en s i o n s  

 

___________ __________ _____________ ______________ 

Locati on  Date  Name  Signature  

 

_____________ 
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COMMISSION  ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE  

____________ 

 
CONDENSATEURS FIXES UTIL ISÉS  

DANS LES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES –  
 

Par t i e  1 4-1 :  Spéc i f i cat i o n  par t i cu l i ère-cad re  –  
Con den sateu rs  f i xes  d ' an t i paras i tag e  et  racco rd emen t  à  l ' al i m en tat i o n  –  

N i veau  d ’ assu ran ce  DZ 
 

AVANT-PROPOS 

1 )  La Comm iss ion  E lectrotechn i que  I n ternati onal e  ( I EC)  est  une  organ i sat i on  mond ial e  de  normal i sat i on  
composée  de  l ' ensemble  des  com i tés  é l ectrotechn i ques  nat i onaux (Com i tés  nati onaux de  l ’ I EC) .  L’ I EC  a pou r  
objet  de  favori ser l a  coopérati on  i n ternati onale  pou r tou tes  l es  quest i ons  de  normal i sati on  dans  l es  domaines  
de  l ' é l ectri c i té  et  de  l 'é l ectron ique.  A cet  effet,  l ’ I EC  – en tre  au tres  acti vi tés  – publ i e  des  Normes  
i n ternati onales,  des  Spéci f i cat i ons  techn iques,  des  Rapports  techn iques,  des  Spéci f i cat i ons  accessibles  au  
publ i c  (PAS)  et  des  Gu ides  (ci -après  dénommés  "Publ i cat i on (s)  de  l ’ I EC") .  Leu r é l aborat i on  est  con fi ée  à  des  
com i tés  d 'études,  aux travaux  desque ls  tou t  Com i té  nati onal  i n téressé  par l e  su jet  trai té  peu t  part i ci per.  Les  
organ i sat i ons  i n ternati onal es ,  gouvernementales  et  non  gouvernementales,  en  l i ai son  avec  l ’ I EC,  part i c i pen t  
égal ement  aux travaux.  L’ I EC  co l l abore  étro i tement  avec  l 'Organ i sat i on  I n ternati onale  de  Normal i sati on  ( I SO) ,  
selon  des  cond i t i ons  f i xées  par  accord  en tre  l es  deux organ i sat i ons.  

2)  Les  déci s i ons  ou  accords  off i c i e l s  de  l ’ I EC  concernant  l es  questi ons  techn i ques  représenten t,  dans  l a  mesure  
du  poss ibl e,  u n  accord  i n ternati onal  su r  l es  su j ets  étud i és,  étan t  donné  que  l es  Com i tés  nat i onaux de  l ’ I EC  
i n téressés  son t  représen tés  dans  chaque  com i té  d ’études.  

3)  Les  Publ i cat i ons  de  l ’ I EC  se  présen ten t  sous  l a  forme  de  recommandati ons  i n ternati onal es  et  son t  agréées  
comme te l l es  par l es  Com i tés  nati onaux de  l ’ I EC.  Tous  l es  efforts  rai sonnabl es  son t  en trepri s  af i n  que  l ’ I EC  
s 'assu re  de  l ' exact i tu de  du  con tenu  techn ique  de  ses  publ i cat i ons;  l ’ I EC  ne  peu t  pas  être  tenue  responsabl e  de  
l ' éventuel l e  mauvai se  u t i l i sat i on  ou  i n terprétat i on  qu i  en  est  fai te  par u n  quelconque  u t i l i sateu r f i nal .  

4)  Dans  l e  bu t  d ' encourager l ' un i form i té  i n ternati onale,  l es  Com i tés  nati onaux de  l ’ I EC  s 'engagent,  dans  tou te  l a  
mesure  poss ibl e,  à  appl i quer de  façon  transparente  l es  Publ i cat i ons  de  l ’ I EC  dans  l eu rs  publ i cat i ons  nat i onales  
et  rég ional es .  Tou tes  d i vergences  en tre  tou tes  Publ i cat i ons  de  l ’ I EC  et  tou tes  publ i cat i ons  nat i onales  ou  
rég ionales  correspondantes  do i vent  être  i nd i quées  en  termes  cl ai rs  dans  ces  dern ières.  

5)  L’ I EC  e l l e -même  ne  fourn i t  aucune  attestati on  de  con form i té.  Des  organ i smes  de  cert i f i cat i on  i ndépendants  
fou rn i ssent  des  servi ces  d 'évaluati on  de  conform i té  et ,  dans  certai ns  secteu rs,  accèdent  aux marques  de  
con form i té  de  l ’ I EC.  L ’ I EC  n 'est  responsabl e  d 'aucun  des  servi ces  effectués  par l es  o rgan i smes  de  cert i f i cat i on  
i ndépendants.  

6)  Tous  l es  u t i l i sateurs  doi ven t  s 'assurer qu ' i l s  son t  en  possession  de  l a  dern ière  éd i t i on  de  cet te  publ i cati on .  

7)  Aucune  responsabi l i té  ne  doi t  ê tre  impu tée  à  l ’ I EC,  à  ses  adm in i s trateurs,  employés,  auxi l i ai res  ou  
mandatai res ,  y  compri s  ses  experts  part i cu l i ers  et  l es  membres  de  ses  com i tés  d 'études  et  des  Com i tés  
nat i onaux de  l ’ I EC,  pou r tou t  pré j ud i ce  causé  en  cas  de  dommages  corporel s  et  matéri el s ,  ou  de  tou t  au tre  
dommage  de  quel que  natu re  que  ce  so i t ,  d i recte  ou  i nd i recte ,  ou  pou r supporter l es  coû ts  (y  compri s  l es  frai s  
de  j usti ce)  et  l es  dépenses  décou lan t  de  l a  publ i cat i on  ou  de  l 'u t i l i sati on  de  cette  Publ i cat i on  de  l ’ I EC  ou  de  
tou te  au tre  Publ i cati on  de  l ’ I EC,  ou  au  créd i t  qu i  l u i  est  accordé.  

8)  L'atten t i on  est  att i rée  su r l es  références  normati ves  ci tées  dans  cette  publ i cat i on .  L' u t i l i sat i on  de  publ i cati ons  
référencées  est  obl i gato i re  pou r une  appl i cati on  correcte  de  l a  présen te  publ i cat i on .   

9 )  L’atten ti on  est  att i rée  su r l e  fai t  que  certai ns  des  é l éments  de  l a  présente  Publ i cat i on  de  l ’ I EC  peuven t  fai re  
l ’ obj et  de  d roi ts  de  brevet.  L’ I EC  ne  sau rai t  être  tenue  pou r responsable  de  ne  pas  avoi r  i den ti f i é  de  te l s  d ro i ts  
de  brevets  et  de  ne  pas  avoi r  s i gnalé  l eu r exi s tence.  

La Norme i n ternati onale  I EC  60384-1 4-1  a  é té  établ i e  par l e  com i té  d ’études  40  de  l ' IEC:  
Condensateu rs  et  rés istances  pour équ ipements  é lectron iques.  

Cette  tro is ième éd i t ion  annu le  et  remplace  l a deuxième éd i t ion  parue  en  2005 .  Cette  éd i t i on  
consti tue  une  révis i on  techn ique.  

Cette  éd i t i on  i nclu t  l es  modi f i cati ons  techn iques  majeures  su i vantes  par  rapport  à  l 'éd i t ion  
précéden te:  
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Le  n i veau  d ’assurance  a  été  mod i fi é  en  DZ  (acceptati on  zéro) .  Le  con tenu  est  le  même que  
dans  l ’ancienne  version  de  l ’ I EC  60384-1 4-3,  avec des  mod i f ications  d ’ordre  rédactionnel .  
L’ I EC  60384-1 4-3  a été  supprimée.  

Le  texte  de  cette  norme est  i ssu  des  documents  su ivants:  

FDIS  Rapport  de  vote  

40/2421 /FDIS  40/2445/RVD  

 
Le  rapport  de  vote  i nd i qué  dans  le  tableau  ci -dessus  donne  tou te  i n formation  su r l e  vote  ayant  
abou ti  à  l 'approbati on  de  cette  norme.  

Une  l i s te  de  tou tes  les  part i es  de  l a  série  I EC  60384,  publ iées  sous  le  t i tre  général  
Condensateurs fixes utilisés dans les équipements électroniques,  peu t  être  consu l tée  su r l e  
s i te  web  de  l ' I EC.  

Cette  publ icati on  a été  réd igée  selon  l es  D i recti ves  I SO/IEC,  Parti e  2 .  

La présente  Norme i n ternationale  do i t  être  u ti l i sée  con jo i n tement  avec  l ' I EC  60384-1 :201 6.  

Le  com i té  a  décidé  que  l e  con tenu  de  cette  publ i cation  ne  sera pas  mod i fi é  avan t  la  date  de  
stabi l i té  i nd i quée  su r l e  s i te  web de  l ’ IEC  sous  "h ttp: //webstore. iec. ch "  dans  les  données  
re lat i ves  à  la  publ ication  recherchée.  À cette  date,  l a  publ icati on  sera   

•  recondu i te,  

•  supprimée,  

•  remplacée  par  une  éd i t ion  révisée,  ou  

•  amendée.  
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INTRODUCTION  

0  Spéc i f i cat i o n  par t i cu l i ère-cad re  

0. 1  Gén éral i t és  

La présen te  spéci f ication  particu l i ère-cadre  consti tue  l a base  d 'une  procédure  un i forme de  
marquage  de  sécuri té  i n ternati onal  commun.  E l l e  met  en  œuvre  l e  programme d 'homologati on  
pour l es  essais  de  sécuri té  de  l ' I EC 60384-1 4,  nécess i te  une  déclarati on  de  conception  pour  
l es  paramètres  re lat i fs  à  l a  sécuri té  et  i nd ique  l es  essais  de  con form i té  à  réal i ser su r  tous  les  
l ots  avan t  l eu r l i vraison  et  l es  essais  de  requal i f ication  en  fonction  des  mod i f ications  
apportées  à l a  concepti on  déclarée.  

La  présente  spéci fi cati on  offre  l e  n i veau  d 'assurance  DZ (zéro  défaut) .  

L' I EC  60384-1 4-1  peu t  être  m ieux  appropriée  pou r des  composan ts  fabriqués  en  séri e,  alors  
que  l ' I EC  60384-1 4-2  (essais  de  sécuri té  un i quement)  peu t  être  nécessai re  dans  l es  cas  où  
l es  essais  d 'homologati on  et  de  requal i f ication  représentent  une  part  importante  du  coû t  du  
produ i t .  

Une  spéci fi cati on  part icu l i ère-cadre  est  un  document  annexe  à la  spéci f i cati on  i n terméd iai re  
qu i  conti en t  des  exigences  pour  l e  modèle,  l a  d isposi t ion  et  l e  contenu  m in imal  des  
spéci f i cations  part icu l ières.  Les  spéci f icati ons  part icu l i ères  qu i  ne  satisfon t  pas  à ces  
exigences  peuven t  ne  pas  être  cons idérées  comme conformes  aux spéci f ications  de  l ' I EC  et  
ne  do iven t  pas  être  décri tes  comme te l l es .  

Lors  de  l a  préparati on  des  spéci fi cati ons  particu l i ères ,  l e  contenu  du  1 . 4  de  la  spéci f i cation  
i n terméd iai re  do i t  ê tre  pri s  en  compte.  

0. 2  I d en t i f i cat i o n  d e  l a  s péc i f i cat i o n  p ar t i cu l i ère  

I l  convien t  que  l a prem ière  page  de  la spéci f i cation  part icu l i ère  ai t  l a  d i spos i t ion  
recommandée à l a  page  su i vante  de  l a présente  spéci f ication  part icu l i ère-cadre.  Les  numéros  
en tre  crochets  corresponden t  aux i n formations  su ivan tes  qu i  do iven t  être  i nsérées  à  
l ’emplacement i nd i qué:  

[1 ]  La Comm ission  E lectrotechn ique  I n ternati onale  ou  l ' organ isati on  nationale  de  
normal isation  sous  l 'au tori té  de  l aquel le  la  spéci f i cation  part icu l i ère  est  réd igée.  

[2 ]  Le  numéro  de  l a spéci f ication  particu l i ère  des  normes  nationales  ou  des  normes  IEC,  la  
date  d ’éd i t i on  et  tou te  au tre  in formation  exigée  par l e  système nati onal .  

[3 ]  Le  numéro  et  l 'éd i t i on  de  l a  norme I EC,  de  la  spéci fi cati on  nati onale,  générique  ou  
i n terméd iai re,  se lon  l e  cas.  

[4]  S ’ i l s  son t  d i fférents  du  numéro  I EC,  l e  numéro  nati onal  de  l a  spéci f ication  particu l i ère,  l a  
date  d 'éd i t i on  et  tou te  au tre  i n formation  exi gée  par l e  système national ,  ai ns i  que  tous  l es  
numéros  d 'amendement.  

0. 3  I d en t i f i cat i o n  d u  co n d en sateu r  

[5]  Une  courte  descripti on  du  type  de  condensateu r ou  de  l a  p lage  de  condensateurs .  I l  
convient  que  l e  texte  soi t  adapté  pour être  i nséré  dans  l e  reg istre  des  agréments  I ECQ.  

[6 ]  Des  i n formations  sur la  construction  typique  ( l e  cas  échéan t) .  I l  convien t  que  le  texte  so i t  
adapté  pou r être  i nséré  dans  le  reg is tre  des  agréments  I ECQ.  

[7]  Un  dess in  d 'encombrement avec l es  principales  d imens ions,  importantes  pour 
l ' i n terchangeabi l i té ,  et/ou  une  référence  correspondant  aux  documen ts  nationaux ou  
i n ternati onaux  appropriés  re lat i fs  à  l 'encombrement.  En  variante,  l e  schéma peut  fai re  
part ie  d 'une  annexe  à  l a  spéci f icati on  particu l i ère,  mais  i l  convien t  que  l ' i nd icati on  [7]  
con tienne  tou jours  une  représentati on  de  l 'aspect  général  extéri eu r du  composant.  
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[8]  Le  ou  les  n i veaux d ’assurance  de  l a qual i té  couverts  par l a  spéci f icati on  particu l ière,  
se lon  l e  cas .  

[9 ]  Des  données  de  référence  donnant  des  i n formations  sur  les  propriétés  l es  plus  
importantes  du  composant,  afi n  de  pouvoi r  comparer les  d i fféren ts  types  de  composants  
destinés  à  des  appl icati ons  i den ti ques  ou  s im i lai res.  

 

 [ 1 ]  I EC  60384-1 4-1 -XXX [2]  

COMPOSANTS  ÉLECTRONIQUES  SOUS  
ASSURANCE  DE  LA  QUALITÉ  SELON:  

I EC  60384-1  
I EC  60384-1 4  

[3 ]  
I EC 60384-1 4-1  [4]  

CONDENSATEURS  FIXES  
D'ANTIPARASITAGE  ET  
RACCORDEMENT  À  
L'ALIMENTATION  (N IVEAU  
D'ASSURANCE  DZ)  
 

[5 ]  

 

Dess i n  d ’ encombrement:  [voi r  Tableau  1 ]  

[Pro jecti on  du  prem ier d i èdre]  

 

[7]  

CONSTRUCTION  TYPIQUE  
(Exemples)  

[6 ]  

[D 'au tres  formes  son t  perm ises  dans  l es  d imensions  
données]  

 C lasse/sous-cl asse  [8]  

Pour l es  références  [1 ]  à  [4] ,  vo i r  0 . 2 .  

Pour l es  références  [5]  à  [8] ,  vo i r  0 . 3 .  

 
Les  i n formati ons  su r l a  d i spon i bi l i té  des  composants  qual i f i és  se lon  l a  présen te  
spéci f i cat i on  part i cu l i ère  son t  présentées  dans  l a  Li s te  des  produ i ts  qual i f i és .  

[9 ]  

Pou r l a  référence  [9] ,  vo i r  0 . 3 .   
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CONDENSATEURS FIXES UTIL ISÉS  
DANS LES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES –  

 
Par t i e  1 4-1 :  Spéc i f i cat i o n  par t i cu l i ère-cad re  –  

Con den sateu rs  f i xes  d ' an t i paras i tag e  et  racco rd emen t  à  l ' al i m en tat i o n  –  
N i veau  d ’ assu ran ce  DZ 

 
 
 

1  Carac tér i s t i q u es  g én éral es  

1 . 1  Méth o d e(s )  d e  m o n tag e  recomman d ée(s )  (à  i n s érer )  

Voi r  1 . 4. 2  de  l ' I EC  60384-1 4:201 3.  

1 . 2  D i m en s i o n s  

Les  d imensions  sont  données  dans  l e  Tableau  1 .  

Tab l eau  1  – D i m en s i o n s  

Référen ce  d e  
tai l l e  d e  b o ît i er   

D i m en s i o n s  

mm  

L1  W H  L2  L3  L4  …  

        

        

 

En  l ’ absence  de  référence  de  tai l l e  de  boîti er,  l e  Tableau  1  peu t  ê tre  om is  et  l es  d imens ions  
do ivent  être  données  dans  l e  Tableau  2 ,  qu i  devient  al ors  l e  Tableau  1 .  

Les  d imens ions  doivent  être  i nd i quées  comme les  d imens ions  maximales  ou  comme les  
d imens ions  nom inales  avec des  to lérances.  

1 . 3  Val eu rs  as s i g n ées  et  carac t ér i s t i q u es  

Les  valeurs  ass ignées  et  l es  caractéristi ques  son t  l es  su i van tes.  

a)  P lage  de  capaci tés  (vo i r  Tableau  2)  

b)  Tolérance  sur  l a  capaci té  nom inale  

c)  Tension  ass ignée  (vo i r  Tableau  2)   

d )  Catégorie  c l imati que  

e)  Température  ass ignée  

f)  Tangente  de  l 'ang le  de  perte  

g )  Rés is tance  d ' i solement  
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Tab l eau  2  – Val eu rs  d e  capac i té  en  f o n c t i o n  d e  t en s i o n s  et  d e  t ai l l es  d e  b o ît i ers  

Ten s i o n  as s i g n ée      

 Tai l l e  d e  b o ît i er  Tai l l e  d e  b o ît i er  Tai l l e  d e  b o ît i er  Tai l l e  d e  b o ît i er  

Capaci té  nom inal e      

pF  et/ou  nF      

     

 

1 . 4  Référen ces  n o rm at i ves  

Les  documents  su i van ts  sont  c i tés  en  référence  de  man ière  normati ve,  en  i n tégral i té  ou  en  
part ie ,  dans  le  présent  document  et  son t  i nd i spensables  pour  son  appl icati on .  Pour l es  
références  datées,  seu le  l ’ éd i t i on  c i tée  s ’appl i que .  Pour l es  références  non  datées,  la  
dern ière  éd i t i on  du  documen t de  référence  s ’appl i que  (y compris  l es  éventuels  
amendements) .  

I EC 60384-1 :201 6,  Condensateurs fixes utilisés dans les équipements électroniques – 
Partie 1: Spécification générique  

I EC  60384-1 4:201 3,  Condensateurs fixes utilisés dans les équipements électroniques – 
Partie 14: Spécification intermédiaire – Condensateurs fixes d'antiparasitage et raccordement 
à l'alimentation 

IEC 61 1 93-2:2007,  Quality assessment systems – Part 2: Selection and use of sampling plans 
for inspection of electronic components and packages (d ispon ible  en  ang lai s  seu lement)  

1 . 5  Marq u ag e  

Le marquage  du  condensateur,  le  cas  échéan t,  e t  de  son  embal lage  do i t  être  con forme à 1 . 6  
de  l ' I EC  60384-1 4:201 3.  

La spéci f icati on  particu l i ère  do i t  présenter tou tes  les  i n formations  détai l lées  re lat i ves  au  
marquage  du  composant  et  de  l ’ embal lage.  

1 . 6  I n fo rm at i o n s  rel at i ves  au x  comman d es  

Les  commandes  de  condensateurs  couverts  par l a  présen te  spéci fi cati on  do i vent  conten i r,  en  
clai r  ou  en  code,  les  renseignements  su i vants :  

a)  capaci té  nom inale;  

b)  to lérance  su r  l a  capaci té  nom inale;  

c)  tens ion  ass ignée;  

d)  dés ignation  du  modèle  par l e  fabrican t;  

e)  numéro  et  référence  de  l ’ éd i t ion  de  l a  spéci f i cati on  part icu l ière  et  référence  du  modèle .  

1 . 7  En reg i s t rem en t s  cer t i f i és  d e  l o t s  l i v rés  

Exigé/non  exigé.  

1 . 8  I n fo rm at i o n s  s u pp l ém en tai res  (n o n  d es t i n ées  au x  co n t rô l es )  

1 . 9  Sévér i t és  o u  ex i g en ces  s u pp l ém en tai res  o u  p l u s  él evées  q u e  ce l l es  i n d i q u ées  
d an s  l a s p éc i f i cat i o n  g én ér i q u e  et /o u  i n t erm éd i ai re  

I l  convien t  de  spéci f i er  l es  exigences  supplémentai res  ou  les  exigences  pl us  é levées  
un iquemen t l orsqu 'e l l es  son t  essen tie l l es.  I l  convient  de  l es  donner  dans  l e  Tableau  3.  
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Tab l eau  3  – Au t res  carac tér i s t i q u es  

Ce tableau  do i t  être  u t i l i sé  pou r défi n i r  des  caractéri s t i ques  suppl émentai res  ou  p l us  
sévères  que  cel l es  données  dans  l a  spéci f i cat i on  généri que  et /ou  i n terméd iai re.  

 

2 Ex i g en ces  d e  co n t rô l e  

Dans  l e  cadre  de  l ’ homologation ,  les  procédures  do iven t  être  con formes  au  3. 4  de  
l ' I EC  60384-1 4:201 3.  

Pour l e  con trô le  de  conform i té  de  l a  qual i té,  l e  programme d 'essai  (vo i r  Tableau  4  et   
Tableau  5)  i nclu t  l ’échan ti l l onnage,  la  périod ici té,  l es  sévéri tés  et  l es  exi gences.  La formation  
des  lo ts  de  contrô le  est  décri te  au  3 . 5. 1  de  l ' I EC  60384-1 4:201 3 .  
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Tab l eau  4  – Pro g ramme  d ’ essai  po u r  l es  essai s  l o t  p ar  l o t  
(Co n t rô l e  d es  g ro u pes  A  et  B )  – N i veau  d ’ as su ran ce  DZ  

Num éro  d e  p arag raph e  et  es sai a  D  o u  ND  Con d i t i o n s  
d ’ es s ai a  

NC  c  Ex i g en ces  d e  
p er fo rm an ces a  

 b   b  

Grou pe  A1  ND   S-4  0   

4 . 1  Examen  vi suel      Aucun  dommage  vi s i bl e   
Tou t  marquage  do i t  ê tre  
l i s i bl e  et  correct.  

4 . 1  D imens ions  (cal i brage)      Comme i nd i qué  au   
Tableau  1  de  cette  
spéci f i cat i on  

Grou pe  A2  ND   I  0   

4 . 2 . 2  Capaci té      Se lon  l es  to l érances  
spéci f i ées  

4. 2 . 4  Rési stance  ( l e  cas  échéant)      Se lon  l es  to l érances  
spéci f i ées  

4. 2 . 3  Tangen te  de  l ' ang le  de  perte  
(condensateu rs  métal l i sés  et  
en  céram ique  u n i quement)  

 Fréquence:  …  Hz  
 
 
 
Méthode:  …  

  Dans  l es  l im i tes  spéci f i ées  

4. 2 . 1  Tension  de  tenue*c  (Essai  A)    
 
Méthode:  …  

  Pas  de  con tou rnement  n i  de  
claquage  permanent  

4. 2 . 5  Rési s tance  d ' i so lement  (Essai  
A)  

    Voi r  Tableau  1 2  

Grou pe  B 1  D   S-3  0   

4 . 5  Brasabi l i té  ( l e  cas  échéan t)   Sans  vi e i l l i ssement  
Méthode:  …  

  Méthodes  1  et  2 :  bon  
étamage  
Méthode  3:  <3  s  

I l  convien t  de  cho i s i r  des  effecti fs  d 'échan ti l l ons  correspondant  aux n i veaux de  con trôl e  dans  l e  Tableau  1  de  
l ' I EC  61 1 93-2:2007.  

a  Les  numéros  des  parag raphes  des  essai s  et  des  exi gences  de  performances,  ai ns i  que  l es  numéros  des  
tableaux fon t  référence  à  l a  spéci f i cati on  i n terméd i ai re,  I EC  60384-1 4:201 3,  sau f  spéci f i cat i on  con trai re.  

b  D  =  destructi f ;  

ND  =  non  destructi f ;  

NC  =  n i veau  de  con trô le;  

c  =  cri tère  d ’ acceptati on  (nombre  perm is  d ’é léments  non  conformes) .  

c  L'essai  de  tens ion  de  tenue  do i t  ê tre  combiné  avec  une  méthode  de  su rvei l l ance  appropri ée  pour  détecter  l es  
défau ts  de  l a  rés i s tance  d ' i so lement.  
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Tab l eau  5  – Pro g ramme  d ’ essai  po u r  d es  es sai s  p ér i o d i q u es  (Co n t rô l e  d u  Gro u pe  C)  – 
N i veau  d ’ as su ran ce  DZ  (1  de 4)  

Numéro  d e  p arag raph e  
et  es sai a  

D  
o u  
ND  

Con d i t i o n s  d ’ es s ai a  E f fec t i f  
d ’ éch an t i l l o n s  e t  

c r i t ère  
d ' accep tat i o n b  

Ex i g en ces  d e  
p er fo rm an ces a  

p  n  c   

Gro u pe  C1 A  D   6  6  0    

4 . 1  D imensions  
(détai l )  

      Voi r  Tableau  9  et  
Tableau  1  de  cette  
spéci f i cat i on  

4. 4. 1  Mesu rages  i n i t i aux   Capaci té   
tan  δ  ( l e  cas  échéant)  
Rési stance  ( l e  cas  échéant)  

     

4 . 3  Robustesse  des  
sort i es  

 Sévéri té:  …  
Examen  vi suel  

     
Aucun  dommage  vi s i bl e  

4. 4.  Rés i stance  à  l a  
chaleu r de  
brasage  d  

 Pas  de  préséchage  
Méthode:  …  

     

4 . 1 9  Rési stance  au  
sol van t  des  
composants  ( l e  
cas  échéan t)  

 So l vant:  …  
Températu re  du  so l van t:  …  
Méthode  2  
Repri se:  …  
 

     

4 . 4. 2  Mesu rages  f i naux   Examen  vi suel      Aucun  dommage  vi s i bl e  

Capaci té      Vo i r  Tableau  1 3  

tan  δ  ( l e  cas  échéant)      Pour référence  

Rési stance  ( l e  cas  échéant)      Voi r  Tableau  1 3  

Grou pe  C1 B  D   6  1 2  0    

4 . 5  Brasabi l i té  ( l e  cas  
échéant)  

 Sans  vi e i l l i ssement  
Méthode:  …  
 

    Méthodes  1  et  2 :  
bon  étamage  
Méthode  3 :  <  3  s  

4. 20  Rés i stance  au  
so l vant  du  
marquage  

 So lvan t:  …  
Températu re  du  so l vant:  …  
Méthode  1  
Matéri au  de  frottement:  coton  
hyd roph i l e  
Repri se:  …  

    Le  marquage  do i t  rester 
l i s i bl e .  

4. 6  Variat i ons  rapi des  
de  températu red  

 TA  =  températu re  de  catégori e  
i n féri eu re  
TB  =  températu re  de  catégori e  
supéri eu re  
Ci nq  cycles  
Durée:  t =  30  m in  

    

 

4 . 6. 1  Contrôl e   Examen  vi suel      Aucun  dommage  vi s i bl e  

       
 

4 . 7  Vibrat i onsc   Montage  selon  1 . 1  de  cette  
spéci f i cat i on  
Sévéri té:  …  

    

 

4 . 7. 2  Con trô l e   Examen  vi suel      Aucun  dommage  vi s i bl e  

4. 8  Secoussesc  

ou  

 Montage  selon  1 . 1  de  cette  
spéci f i cat i on  

     

4 . 9  Chocsc   Sévéri té:  . . .       
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Tab l eau  5  (2 de 4)  

Num éro  d e  p arag raph e  et  
es s ai a  

 

D  
o u  
ND  

Co n d i t i o n s  d ’ es s ai a  E f fec t i f  
d ’ éch an t i l l o n s  e t  

c r i t ère  
d ' accep tat i o n b  

Ex i g en ces  d e  
p er fo rm an ces a  

p  n  c  

4. 8. 2  Mesu rages  f i naux  

ou  

 Examen  vi suel     Aucun  dommage  
vi s i bl e  

4. 9 . 2   Capaci té   
 
tan  δ  ( l e  cas  échéant)  

   Voi r  4 . 8 . 2  ou  4. 9. 2  
 
 

Rés i stance  ( l e  cas  échéan t)     Spéci f i er  l a  l im i te  

Grou pe  C1  D   6  1 8  0   

4 . 1 0  É tanchéi té  des  
boît i ers  ( l e  cas  
échéan t,  s i  exi gé)  

 Essai  Qc  ou  essai  Qd  selon  
l e  cas  

   Pas  de  trace  de  
fu i te  

4. 1 1  Séquence  
c l imati que  

      

4 . 1 1 . 1  Mesu rages  i n i t i aux d   Mesu rages  effectués  en  
4. 4. 2,  4. 8. 2  ou  4. 9 . 2 ,  selon  
l e  cas   

    

4 . 1 1 . 2  Chal eu r sèche   Pas  de  mesurage      

4 . 1 1 . 3  Chal eu r hum ide,  
cycl i que,  prem ier 
cycle  

      

4 . 1 1 . 4  Froi d   Pas  de  mesurage      

4 . 1 1 . 5  Chal eu r hum ide,  
cycl i que,  cycles  
restan ts  

 Pas  de  mesurage       

4 . 1 1 . 6  Mesu rages  f i naux   Examen  vi suel     Aucun  dommage  
vi s i bl e  
Tou t  marquage  do i t  
ê tre  l i s i bl e.  

  Capaci té     Vo i r  Tableau  1 4  

Rés i stance  ( l e  cas  échéant)     Vo i r  Tableau  1 4  

tan  δ  ( l e  cas  échéant)     Voi r  Tableau  1 4  

Tension  de  tenue     Voi r  Tableau  1 4  

Rési stance  d ' i solement     Voi r  Tableau  1 4  

Grou pe  C2  D   6  1 0  0   

4 . 1 2  Chal eu r hum ide,  
essai  con ti nu  

      

4 . 1 2. 1  Mesu rages  i n i t i auxd   Capaci té  
 
Rés i stance  ( l e  cas  échéan t)  
 
tan  δ  (condensateurs  
métal l i sés  un i quement)  

    

4 . 1 2. 2  Cond i t i ons  d ’essai   Condensateu rs  en  
céram ique:  
l a  moi t i é  de  l ' échan ti l l on  
avec  U

R  appl i quée;  
l 'au tre  moi t i é  sans  tens ion  
appl i quée  
Au tres  condensateu rs:  
pas  de  tens ion  appl i quée  
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Tab l eau  5  (3 de 4)  

Num éro  d e  p arag raph e  et  
es s ai a  

D  
o u  
ND  

Con d i t i o n s  d ’ es s ai a  E f fec t i f  
d ’ éch an t i l l o n s  

et  c r i t ère  
d ' accep tat i o n b  

Ex i g en ces  d e  
p er fo rm an ces a  

p  n  c  

4. 1 2. 3  I nspecti on  f i nale  et  
mesurages  

 Examen  vi suel     Aucun  dommage  vi s i bl e  
Marquage  l i s i bl e  

Capaci té     Vo i r  Tableau  1 5  

Rési stance  ( l e  cas  échéant)     Vo i r  Tableau  1 5  

tan  δ  ( l e  cas  échéan t)     Voi r  Tableau  1 5  

Tension  de  tenue     Voi r  Tableau  1 5  

Rés i stance  d ' i solement     Vo i r  Tableau  1 5  

Grou pe  C3  D       

Condensateu rs  X    3  1 2  0   

Condensateu rs  Y   3  1 2  0   

Condensateu rs  de  traversée    3  6  0   

4. 1 3 . 1  Mesu rages  i n i t i aux*d   Capaci té  
 
Rés i stance  ( l e  cas  échéant)  
 
tan  δ  (condensateu rs  
métal l i sés  un i quement)  

    

4 . 1 3  Tension  de  choc  3  chocs,  onde  complète  
Tension  de  crête:  voi r  
Tableaux 1  et  2  

   Vo i r  4. 1 3. 2  et  4. 1 3 . 3  

4. 1 4  Endu rance   Du rée:  1  000  h  
Tension ,  couran t  et  
températu re:  vo i r  4. 1 4. 3;  
4 . 1 4. 4,  4 . 1 4. 5  et  4. 1 4. 6  

    

4 . 1 4. 7  I nspecti on  f i nale  et  
mesurages  

 Examen  vi suel     Aucun  dommage  vi s i bl e  
Marquage  l i s i bl e  

Capaci té     Voi r  Tableau  1 6  

Rés i stance  ( l e  cas  échéant)     Vo i r  Tableau  1 6  

tan  δ  ( l e  cas  échéan t)     Voi r  Tableau  1 6  

Tension  de  tenue     Voi r  Tableau  1 6  

Rés i stance  d ' i solement     Vo i r  Tableau  1 6  

Grou pe  C4  D   6  6  0   

4. 1 5  Charge  et  décharge  
( l e  cas  échéan t)   

 Un i quement  pou r l es  
condensateu rs  à  f i lm  
métal l i sé,  en  papier 
métal l i sé  ou  en  céram ique  
et  l es  un i tés  RC  u t i l i san t  de  
te l s  condensateu rs  

    

4 . 1 5. 1  Mesu rages  i n i t i aux   Les  mesurages  du  Groupe  
0  peuven t  être  u t i l i sés  s i  l es  
cond i t i ons  de  mesure  son t  
l es  mêmes  que  cel l es  
exi gées  pou r cet  essai ;  en  
ou tre,  sau f  pou r l es  un i tés  
RC,  tan  δ  do i t  être  mesuré  
à:  

1 0  kHz  pou r CN  ≤  1  µF  
1  kHz  pou r CN  ≥  1  µF  
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Tab l eau  5  (4 de 4)  

Numéro  d e  p arag raph e  et  
es s ai *a  

D  
o u  
ND  

Con d i t i o n s  d ’ es s ai *a  E f fec t i f  
d ’ éch an t i l l o n s  e t  

c r i t ère  
d ’ accep tat i o n  *b  

Ex i g en ces  d e  
p er fo rm an ces a  

p  n  c  

4. 1 5. 3  Mesu rages  f i naux   Capaci té     Voi r  Tableau  1 7  

tan  δ  à  l a  même fréquence  
que  l e  mesurage  i n i t i al  
(pas  pou r l es  un i tés  RC)  

   Voi r  Tableau  1 7  

Rés i stance  ( l e  cas  échéant)     Voi r  Tableau  1 7  

Rés i stance  d ' i solement     Voi r  Tableau  1 7  

Grou pe  C5  ND   1 2  4  0   

4. 1 6  Caractéri st i ques  RF  
(s i  exi gé)  

 Spéci f i er  l a  méthode     Spéci f i er  l es  l im i tes  

Grou pe  C6  D   1 2  6-1 8  0   

4. 1 7  I n f l ammabi l i té  
pass i ve  

     Vo i r  4 . 1 7. 1 .  

Grou pe  C7  D   1 2  24  0   

4. 1 8  I n f l ammabi l i té  
acti ve  

     Vo i r  4 . 1 8. 4.  

a  Les  numéros  des  parag raphes  des  essai s  et  des  exi gences  de  performances,  ai ns i  que  l es  numéros  des  
tableaux fon t  référence  à  l a  spéci f i cati on  i n termédi ai re,  I EC  60384-1 4:201 3.  

b  D  =  destructi f ;  

ND  =  non  destructi f ;  

p  =  péri od i ci té  en  moi s ;  

n  =  effect i f  d ’échan ti l l ons  

c  =  cri tère  d ’ acceptat i on  (nombre  perm is  d ’é léments  non  conformes) .  

c  I l  est  nécessai re  d 'effectuer ces  essai s  tous  l es  1 2  moi s  seu lement.  

d  Lorsque,  pou r un  condensateu r en  céram ique,  u n  mesurage  préci s  de  déri ve  de  l a  capaci té  est  exi gé,  i l  
convi en t  d 'effectuer un  précond i t i onnement  con formément  à  l 'Annexe  G  de  l ' I EC  60384-1 4:201 3  selon  l es  
consei l s  du  fabri can t.  

 

En  cas  de  mod i f ication  de  l a  concepti on  déclarée,  comme présentée  dans  l ’Annexe  A,  des  
essais  de  requal i f i cati on  peuven t  être  exi gés  par l ’ organ isme de  certi f i cati on .  

L’organ isme de  cert i f ication  est  i n formé  de  la ou  des  mod i fi cati ons  prévues  et  décide  s i  des  
essais  de  requal i f i cati on  do i vent  être  effectués.  

Au  maximum ,  une  requal i f i cati on  complète,  con formément à l ’Annexe  A,  peu t  être  nécessai re .  
(Voi r  également  I n troducti on) .  
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An nexe  A  
(normative)  

 
Déc l arat i on  d e  co n cep t i on  

A noter  que  cette  déclarati on  de  concepti on  est  confiden tie l le  au  fabrican t  et  à  l 'organ isme de  
cert i f icati on .  

Le  bu t  de  cette  descripti on  est  d 'enreg istrer l es  données  essenti e l les  et  l a  conception  de  base  
des  condensateurs  faisant  l 'obj et  d 'une  demande d 'homologati on .  Le  formu lai re  complété  doi t  
être  soum is  à  l 'organ i sme de  cert i f i cati on  approprié  avant  de  procéder  aux essais  
d 'homologati on .  Sa d i ffus ion  aux  au tres  parti es  est  l aissée  à  la  décis i on  du  fabricant.  

Les  mod i f ications  de  concepti on  déclarée  sont  perm ises  un iquemen t après  en  avoi r  i n formé  
par écri t  l ' organ isme de  cert i f ication .  Dans  ce  cas,  l 'organ isme de  certi f i cati on  décidera des  
mesures  nécessai res  à prendre.  Au  maximum ,  une  requal i f ication  complète  peu t  être  exi gée.  

Num éro  d ’ en reg i s t rem en t :    
(attribué  par l ' organ isme de  certi f i cati on)   

1 )  Deman d eu r :  

2)  Fab r i can t :  

3)  Si t e  d e  f ab r i cat i o n :  

4)  Dés i g n at i o n  d u  t yp e:  

5)  Cl as se/sou s -c l asse:  

6)  Sch ém a d e  c i rcu i t :  

7)  D i él ec t r i q u e  

7. 1  Matériau ,  

7. 2  Epaisseur,  

7. 3  Dens i té  (papier  seu lement) ,  

7. 4  Nombre  de  couches  i nd i viduel les;  

8)  Él ec t ro d e  (s )  

8 . 1  Matériau ,  

8. 2  Type  d 'évaporati on  (par  exemple,  feu i l le  évaporée  sur  un  f i lm  ou  un  papier) ;  

9)  É l ém en t  d e  co n d en sat eu r ,  d i s po s i t i o n  d es  co u ch es  i n d i v i d u el l es :  

1 0)  Im p rég n an t  ( l e  cas  éch éan t )  

1 1 )  En caps u l at i o n  

1 1 . 1  Matériaux  pou r boîti ers,  rés ines,  etc.  (se lon  l e  cas) ,  

1 1 . 2  Matériau  de  l ’ i so lati on  externe  ( l e  cas  échéant) ;  

1 2)  D i m en s i o n s  d ’ en comb rem en t  

 

___________ __________ _____________ ______________ 

Lieu  Date  Nom  Signature  

 

_____________ 
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